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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNEXIONS SANS SOUDURE -

Partie 7: Connexions a ressort — Régles générales,
méthodes d’essai et guide pratique

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités — publie deg Normes internationales,
des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessjib gs au pubhg (PAS) et des

internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la artici ent aux

conditions fixées par accord entre les deux organisations.
Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions

Aucune responsabilité a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y compri embres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la CEl, j ca ée cas de dommages corporels et materlels ou de tout autre
dommage de qug
de justice) et le s s décowlant de Ia ub atlon ou de Iutlllsatlon de cette Publication de la CEIl ou de

s ains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire
Bllectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour

Cette version bilingue, publiée en 2003-01, correspond a la version anglaise.
Le texte anglais de cette norme est issu des documents 48B/1228/FDIS et 48B/1243/RVD.

Le rapport de vote 48B/1243/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a I'appro-
bation de cette norme.

La version frangaise de cette norme n’a pas été soumise au vote.
Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.

A cette date, la publication sera
* reconduite;

* supprimée;
* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SOLDERLESS CONNECTIONS -

Part 7: Spring clamp connections — General requirements,
test methods and practical guidance

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, ¥ i
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referre “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC
in the subject dealt W|th may part|C|pate in this preparatory work Internationa and non-

with the International Organization for Standardization (ISO) in accord
agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters expre

Publications is accurate, IEC cannot be held responsi
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote mternatlonal unifor|

other damage of a
arising out of the i
8) Attention is drawmn\}g tb

-7 has been prepared by subcommittee 48B: Connectors, of
lectromechanical components and mechanical structures for

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
48B/1228/FDIS 48B/1243/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

The French version of this standard has not been voted upon.
This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2007.
At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

+ replaced by a revised edition, or
+ amended.
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INTRODUCTION

La présente partie de la CEl 60352 contient des exigences, des essais et un guide pratique.

Deux programmes d'essais sont proposés.

a) Le programme d'essais de base s’applique aux connexions a ressort conformes a toutes
les exigences de l'article 4. Ces exigences sont élaborées a partir de I’expérience acquise
sur des applications menées a bien sur de telles connexions a ressort.

b) Le programme d'essais complet s’applique aux connexions a ressort qui ne sont pas
totalement conformes a toutes les exigences de l'article 4, par exemple celles réalisées a
partir de matiéres ou de traitements de surface non définis dans I'arti ~Cette approche
permet un contréle optimisé en codlt et en temps, en utilisant un prQ e d’essais de
base réduit pour les connexions a ressort éprouvées et un programmeg Ressais complet
étendu pour les connexions a ressort nécessitant une yéri ion_ complete des
performances.

Les valeurs données dans cette norme sont des valeurs min Onisées avec

O
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INTRODUCTION

This part of IEC 60352 includes requirements, tests and practical guidance information.

Two test schedules are provided.

a)

b)

The values given in this specification are minimum values, which ‘g
IEC documents. Other standards may specify other values.

The basic test schedule applies to spring-clamp connections which conform to all require-
ments of clause 4. These requirements are derived from experience with successful
applications of such spring-clamp connections.

The full test schedule applies to spring-clamp connections which do not fully conform to all
requirements of clause 4, for example which are manufactured using materials or finishes
not included in clause 4. This approach permits cost and time effective performance
verification using a limited basic test schedule for established spring-etamp connections
and an expanded full test schedule for spring-clamp connections req yore extensive
performance validation.

O
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CONNEXIONS SANS SOUDURE -

Partie 7: Connexions a ressort— Régles générales,
méthodes d’essai et guide pratique

1 Domaine d’application et objet

La présente partie de la CEl 60352 est applicable aux connexions a ressort réalisées avec du
fil dénudé sans autre préparation,

— sur des conducteurs rigides de 0,32 mm a 3,7 mm de diamétre no or: 0,08 mm?2

a 10 mm?2), ou
— sur des conducteurs divisés de section: 0,08 mm2a 10 mm?2,
— sur des conducteurs souples de section: 0,08 mm2a 10 mm

cette norme sont reconnug
technologiques conduiront
norme.

CEI 60050(581):1978; Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 581:
Composants électromécaniques pour équipements électroniques
Amendement 1 (1998)

CEI 60068-1:1988, Essais d’environnement — Partie 1: Généralités et guide
Amendement 1 (1992)

CEIl 60189-3:1988, Céables et fils pour basses fréquences isolés au PVC et sous gaine de PVC —
Troisieme partie: Fils d'équipement en conducteurs simples en paires et en tierces, a
conducteur massif ou divisé, isolés au PVC

CEI 60228:1978, Ames des cables isolés
Amendement 1 (1993)

CEI 60512 (toutes parties), Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures
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SOLDERLESS CONNECTIONS -

Part 7: Spring clamp connections — General requirements,
test methods and practical guidance

1 Scope and object

This part of IEC 60352 is applicable to spring-clamp connections made with stripped wire
without further preparation:

— solid conductors of 0,32 mm to 3,7 mm nominal diameter (0,08 m 0 mm?2 cross-
section), or

— stranded conductors of 0,08 mm?2 to 10 mm?2 cross-section, or
— flexible conductors of 0,08 mmZ2 to 10 mm?2 cross-section

according to IEC 60228 or IEC 60189-3 for use in teleg prhent and in
electronic devices employing similar techniques.

2 Normative references
The following refez ced o S

dated references, 0

IEC 60068-1:19 Enyironmental testing — Part 1: General and guidance
Amendment 1 (1992

IEC 60189-3:1988, Low frequency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath —
Part 3: Equipment wires with solid or stranded conductor, PVC insulated, in singles,
pairs and triples

IEC 60228:1978, Conductors of insulated cables
Amendment 1 (1993)

IEC 60512 (all parts), Connectors for electronic equipment — Tests and measurements
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CEIl 60512-1-100, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures —
Partie 1-100: Généralités — Publications applicables

CEIl 60884-1:1994, Prises de courant pour usages domestiques et analogues — Partie 1:
Régles générales
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IEC 60512-1-100, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 1-100:
General — Applicable publications

IEC 60884-1:1994, Plug and socket-outlets for household and similar purposes — Part 1:
General requirements
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